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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE -
ESSAIS POUR LA CEI 60917 ET LA CEI 60297 —

Partie 1: Essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des
baies, batis, bacs a cartes et chassis

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialé de'nq |isa Qn composée

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions™
du possible un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’'études.

3) Les documents produits se présentent souS 3 andati internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides &t agtéés cdmme 1 a¥ leBZomités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internat nale i de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure pe internationales de la CEI dans leurs _normes

5) La CEIl n’a fixé aucune proe € A age coame indication d’ approbatlon et sa responsabilité

6) L attentlon est attirée sur te fai artat 5. Elémerts de la présente Norme internationale peuvent faire
& \ipte droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de p€ Qir i ié'e i 8 propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internatiQ E 3 2 été établie par le sous-comité 48D: Structures
mécaniques pour 1 aNG ique, du comité d'études 48 de la CEIl: Composants
électromécaniques e aniques pour équipement électronique.

Le texte de c&tte n

> FDIS Rapport de vote

48D/197/FDIS 48D/200/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La norme CEIl 61587 se compose des parties suivantes, regroupées sous le titre général:
Structures mécaniques pour équipement électronique — Essais pour la CEl 60917 et la
CEI 60297.

Partie 1:  Essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des baies, béatis, bacs a
cartes et chéassis

Partie 2:  Essais sismiques pour les baies et les batis 1)

Partie 3:  Essais de la performance d'atténuation électromagnétique des baies, batis et bacs
a cartes 1)-

1) A publier.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT —
TESTS FOR IEC 60917 AND IEC 60297 —

Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects
for cabinets, racks, subracks and chassis

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization

entrusted to technical committees; any IEC National Committee inte
participate in this preparatory work. International, governmental and
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate
for Standardization (ISO) in accordance with conditions deter
organizations.

2)
3)
4)
5)
6)

s been prepared by IEC sub-committee 48D: Mechanical
of IEC technical committee 48: Electromechanical

d on the following documents:

FDIS Report on voting
48D/197/FDIS 48D/200/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 61587 consists of the following parts under the general title Mechanical structures for
electronic equipment — Tests for IEC 60917 and IEC 60297:

Part 1. Climatic, mechanical tests and safety aspects for cabinets, racks, subracks and
chassis

Part 2: Seismic tests for cabinets and racks 1)

Part 3: Electromagnetic shielding performance tests for cabinets, racks and subracks?)

1) To be published.
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STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE —
ESSAIS POUR LA CEI 60917 ET LA CEI 60297 —

Partie 1: Essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des
baies, batis, bacs a cartes et chassis

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de CEIl 61587 spécifie les essais climatiques, mécanig es et les aspects de
la sécurité pour les baies, béatis, bacs a cartes et chassis dont les d{ fORNS sent définies
dans les spécifications particuliéres de la CElI 60917 et la CEIl 6029 les_applications

pour équipement électronique selon la CEl 60297 et la CEIl 6 \ali s'applique pas a
I'équipement électronique lui-méme ni aux systemes.

L'objet de cette norme est d'assurer l'intégrité phys nces environne-
mentales des baies, béatis, bacs a ass e des exigences de

plusieurs niveaux de performance pour les différe ications ‘intention est d'aider

Les documents normatifs s |vants con ienn dispgsitions qui, par suite de la référence
gui y est faite, constitue i pour la présente partie de la CEIl 61587
Pour les références da ees, Ies 8 e(rs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutg S [ aAux accords fondés sur la présente partie de

des documents K
du document no
le registre des Norme

la CEl 61587 sontnvit ercherNa po sibilité d appllquer les edltlons les plus recentes
it

CEIl 60068-2-6:1995, Essais d'environnement- Partie 2: Essais — Essai Fc et guide: Vibrations
(sinusoidales)

CEI 60068-2-11:1981, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ka: Brouillard salin
CEI 60068-2-27:1987, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ea et guide: Chocs

CEIl 60068-2-30:1980, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Db et guide: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12+12 heures)

CEl 60068-2-42:1982, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Kc: Essai a
I'anhydride sulfureux pour contacts et connexions

CEl 60068-2-43:1976, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Kd: Essai a
I'hydrogéne sulfuré pour contacts et connexions
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MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT —
TESTS FOR IEC 60917 AND IEC 60297 —

Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects
for cabinets, racks, subracks and chassis

1 Scope and object

This part of IEC 61587 specifies mechanical tests, climatic tests angd ty_aspects for
cabinets, racks, subracks and chassis as defined in the detail standaro 60917 and

The following normative documents contain_prowsi hich, through reference in this text,
constitute provisions of this eferences, subsequent amendments
to, or revisions of, any q p notb>apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 6158 ouwraged to/investigate the possibility of applying the

latest edition of thg no (i S Nefered to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of curr@ ' ¢nati

I[EC 60068-1:1988

IEC 60068-2-11:1981, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist
IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic (12 +12-hour cycle)

IEC 60068-2-42:1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Kc: Sulphur dioxide test for
contacts and connections

IEC 60068-2-43:1976, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Kd: Hydrogen sulphide test
for contacts and connections
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CEIl 60068-2-49:1983, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Guide pour l'essai Kc:
Essai a I'anhydride sulfureux pour contacts et connexions

CEI 60068-2-75:1997, Essais d'environnement — Partie 2-75: Essai Eh: Essais aux marteaux

CEl 60297-1:1986, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Partie 1: Panneaux et batis

CEIl 60297-2:1982, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Partie 2: Armoires et pas des structures

CEIl 60297-3:1984, Dimensions des structures mécaniques de la série A4
Partie 3: Bacs et blocs enfichables associés

emm (19 in) —

structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) — Parti
associés — Dimensions supplémentaires

CEl 60512-2:1985, Composants électromécaniques

CEl 60654-4:19
commande dans

CEl 60707,0 Ins
d'allumage a fla

CEIl 60917-2:1992\Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour
les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification intermédiaire — Dimensions de
coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm

CEIl 60917-2-1:1993, Ordre modulaire pour le développement de structures mécaniques pour
les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification intermédiaire: Dimensions de
coordination pour les interfaces au pas de 25 mm - Section 1: Spécification particuliére:
Dimensions pour baies et batis

CEl 60917-2-2:1994, Ordre modulaire pour le développement de structures mécaniques
pour les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification intermédiaire — Dimensions de
coordination pour les interfaces des structures au pas de 25 mm — Section 2: Spécification
particuliéere: Dimensions pour bacs, chassis, fonds de paniers, faces avant et unités
enfichables

CEI 61010-1:1990, Régles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et
de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3694401f-3058-41c1-8e2b-d93ef02e66de/iec-61587-1-1999

61587-1 © IEC:1999 -9-

IEC 60068-2-49:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Guidance to test Kc: Sulphur
dioxide test for contacts and connections

IEC 60068-2-75:1997, Environmental testing — Part 2-75: Tests — Test Eh: Hammer tests

IEC 60297-1:1986, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series —
Part 1: Panels and racks

IEC 60297-2:1982, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series —
Part 2: Cabinets and pitches of rack structures

IEC 60297-3:1984, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm ((19 is) series — Part

3: Subracks and associated plug-in units

structures of the 482,6 mm (19 in) series — Part 4: Subracks ciale 1g~in units —
Additional dimensions

IEC 60603-2:1995, Connectors for frequencies\be 3 MHz for use with printed boards —
Part 2: Detail specification for two-part con i sessed quality for printed boards, for
’ ] q tingnfea

IEC 60654-4:1987, Ope
equipment — Part 4: Cq

IEC 60707,0 Fla
List of test methods

yetallic materials when exposed to flame sources —
published)

IEC 60917-2-1:1993, Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices — Part 2: Sectional specification — Interface co-ordination dimensions for
the 25 mm equipment practice — Section 1: Detail specification — Dimensions for cabinets and
racks

I[EC 60917-2-2:1994, Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices — Part 2: Sectional specification — Interface co-ordination dimensions for
the 25 mm equipment practice — Section 2: Detail specification — Dimensions for subracks,
chassis, backplanes, front panels and plug-in units

IEC 61010-1:1990, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and
laboratory use — Part 1: General requirements
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CEIl 61076-4-100:1994, Connecteurs sous assurance de la qualité pour utilisation dans le
cadre d'applications analogiques c.c. et a basses fréquences et dans les applications
numériques a transmission de signaux rapides — Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées
— Section 100: Spécification particuliere pour modules de connecteurs en deux parties pour
cartes imprimées et fonds de panier, au pas de 2,5 mm (0,098 in)

3 Généralités

La nature des essais et les niveaux de performance de cette spécification peuvent étre
combinés. La conformité a des paragraphes particuliers ou a des niveaux particuliers est
permise. Les essais et leurs degrés de sévérité sont identifiés par des lettres et des nombres
(le tableau 1 montre un ensemble d'exemples provenant des paragrapjies &t des tableaux

L'expérience a montré que l'ordre des essais indiqué dang aussi la
CEI 60068-1) permet d'utiliser le méme échantillon pour I'ensexmble de moins qu'il
résulte de l'un d'entre eux des dommages ou une destpdctiQn\q possible leur
poursuite.

Tableau 1 — Exemples de référ nﬁ des essals
N\ N

Essai Bac a carfesiselo B ca(ﬁag)e sefon Baie
la CENg029%R:3 |a,CEI809)L7-2-2

Climatique (A \\ \ M C3

Ambiance industrielle BAI A2 A3

(Y
Charge statique \\ |\VSL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7

Impacts /\ \— \> — K1 K2 K3

Indice de protectioW

Charge dynamique N \& DL1 D DL3 DL4 DL5 DL6
(vibrations et chocs) [\ \ (\

\ \ —\ 3% IP20 IP30 IP42 IP54
VN

— ambiance industhielle: pas d'essai requis;
— charge statique SL2: (voir tableau 6);

— vibrations et chocs: DL1 (voir tableau 11);
— aspects de la sécurité: 6.1;

— protection: IP30 (voir tableau 13).
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IEC 61076-4-100:1994, Connectors with assessed quality for use in d.c. and low frequency
analogue applications and in digital applications with high speed data rates — Part 4: Printed
board connectors — Section 100: Detail specification for two-part connector modules having a
grid of 2,5 mm (0,098 in) for printed boards and backplanes

3 General

The specified levels of performance and kinds of tests of this specification can be combined as
required. Compliance to individual subclauses and levels is permissible. Individual tests and
severities are referred to by letters and numbers (see table 1 for examples which, from each
subclause and relevant table, show a selection of representative and well-known values).

The various tests should be performed using the same specimen w er itNs possible.
Experience has shown that the sequence of tests listed in this stand also JEC\60068-1)
enables the test sequence to be performed using the same test spec X
individual test results preclude further testing of the same spgCie . estMlamages
(destroys) the specimen.

Table 1 — Examples showing refer

Test Subrack IEC 60297-3 | Subr(ack (EQ sog}w-w Cabinet
Climatic /\ /( \\/éL/CZ/X\?;

Industrial atmosphere \ \\ » Q A}\Azﬂ )\/

Static load SL1 AN \L\ §|\2 S}\B~81_/4 SL5 SL6 SL7

Dynamic load D DL2 DL DL4 DL5 DL6
(shock and vibration)

/\ AN A
Impact AV(M \ V ¥ K1 K2 K3

S\ \ — - 1P20 IP30 IP42 IP54

9%

Protection (IP)

— shock and vibration: DL1 (see table 11);
— safety aspects: 6.1;

— protection to: IP30 (see table 13).
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4 Essais climatiques

L'objectif des essais climatiques est de s'assurer que des baies, béatis ou bacs a cartes
supporteront les contraintes de I'environnement dans lequel ils fonctionneront sans s'en
trouver dégradés ni constituer un danger.

Les essais climatiques doivent étre choisis par référence aux exemples d'application donnés
dans le tableau 2 pour baies, béatis ou bacs a cartes.

La conformité a un niveau de sévérité ne peut étre revendiquée que si tous les criteres de ce
niveau sont remplis.

4.1 Froid, chaleur seche et chaleur humide (cyclique)

Tableau 2 — Niveaux de performance pour le froid, la chaleur séche et la\chaleurngumjd

Niveau Applications Froid Chaleyr seche Chwumide
de envisagées selon la lo selof la CEl 60068-2-30
perfor- CEI 60068-2-1 CEI 8Q068-2< 2 cyeles), variante 2,

—~ /

Ducée
(voir
A\ 1

mance ) N iMmite supérieure
Duree

Voir
Y
C1 Locaux fermés sans -0 6 5 B 16 55
contraintes particuliéres
(par exemple bureaux,
laboratoires) avec des

h °C
+55 °C, humidité refative
20 % a 80 %, pas‘'de
condensation N )\
YN

Cc2 Locaux ferméq suj

contrai cli
exemple ateki
températwe

e)
températures de -10 °C a
S — >\16/ 70 16 55

+70 °C, hyidi
20% a 0,
condensatio

C3

<

NOTE - La durée deMai doit étre mesurée a partir du moment ou I'échantillon a atteint son niveau de stabilité
thermique.

Constatations a l'issue des essais:

a) Examen a l'ceil nu (voir CEIl 60512-2, test 1a).
b) Vérification de la continuité du circuit de masse selon 6.1.
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